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Polovodi¢ové soucéstky -

Mikroelektromechanické sou¢astky - CSN
Cést 16: Metody zkouseni pro stanoveni EN 62047-16
zbytkového pnuti vrstev MEMS - Metody zakfiveni 358775

desky a ohyb konzolového nosniku

idt IEC 62047-16:2015

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -

Part 16: Test methods for determining residual stresses of MEMS films - Wafer curvature and
cantilever beam deflection

methods

Dispositifs a semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques -

Partie 16: Méthodes d,essai pour déterminer les contraintes résiduelles des films de MEMS - Méthodes
de la courbure

de la plaquette et de déviation de poutre en porte-a-faux

Halbleiterbauelemente - Bauelemente der Mikrosystemtechnik -

Teil 16: Messverfahren zur Ermittlung der Eigenspannungen in Dinnschichten von MEMS-Bauteilen -
Substratkrimmungs-

und Biegebalken-Verfahren

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62047-16:2015. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62047-16:2015. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje metodu zkouseni pro stanoveni zbytkového pnuti vrstev s tloustkami v rozsahu
0,01 mm do 10 mm ve strukturach MEMS vytvorenych metodou zakriveni desky nebo metodou ohybu
konzolového nosniku. Vrstvy by mély byt naneseny na substrat znamych mechanickych vlastnosti
Youngova modulu a Poissonova poméru. Tyto metody slouzi k urceni zbytkového pnuti tenkych vrstev
nanesenych na substratu.

Narodni pfedmluva
Informace o citovanych dokumentech

IEC 62047-21 zavedena v CSN EN 62047-21 (35 8775) Polovodi¢ové soucastky -
Mikroelektromechanické sou¢astky - Cast 21: Metoda zkoudeni pro Poissonlv pomér tenkovrstvych



materiald MEMS
Vysvétlivky k textu prevzaté normy

V pfipadé nedatovanych odkazl na evropské/mezinarodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich
~Informace

o citovanych dokumentech” a ,Souvisici CSN“ nejnovéjsimi vydanimi, platnymi v dobé schvéleni této
normy. Pfi pouZivani této normy je tfeba vzdy pouZzit takova vydani CSN, ktera pfejimaji nejnovéjsi
vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (vCetné vsech zmén).

Vypracovani normy

Zpracovatel: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, IC 48135267

Technicka normalizacni komise: TNK 102 Soucastky a materidly pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Jan Kfivka

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



